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Seminarium po$wiecone bedzie krotkiej prezentacji podstaw spektrometrii Ramana, w tym zasad
fizycznych metody, omowieniu podstaw budowy urzadzen oraz mozliwo$ciom 1 ograniczeniom
pomiarowym. W drugiej czeSci seminarium przedstawione beda wybrane przyktady pomiarow
wykonanych na strukturach weglowych, takich jak grafit, grafen i grafen ptatkowy. Omoéwione beda
typowe widma pomiarowe uzyskane dla struktur wegla, w tym charakterystyczne efekty zwigzane z

defektami struktury.



